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M it  4 Abbildungen
ln  der mikrophotographischen P ra x is  ist die Entw icklung der Aufnahmen auf kürze

stem W ege anzustreben. Das im folgenden beschriebene Entw icklungsgerät für Platten 
und Planfilme bis zum Form at 9 X 1 2  cm erm öglicht die sofortige und zielsichere A u s
arbeitung der N egative ohne Dunkelraum. Beim  Arbeiten w ird die Berührung mit den 
Bädern vermieden. Das G erät kann wegen der sauberen Arbeitsw eise und des geringen 
Raum bedarfes in unmittelbarer Nähe des M ikroskops zur Aufstellung gelangen. Die 
ständige Betriebsbereitschaft, die leichte Handhabung und die M öglichkeit, stets die 
gleichen Resultate zu erhalten, machen es zu einem w ertvollen H elfer in der M ikrophoto
graphie. Das Tageslicht-Entw icklungsgerät wurde von der F irm a L. P A N I , W ien, auf 
Grund einer Anregung von J .  B E R G  konstruiert.

A b b  1 zeigt das Tageslicht- 
lin tw ick ln n g sg erä l im g eö ff
neten Zustand.
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Der freie Raum  der Grundplatte i dient zum Laden der Kassetten und zum Einlegen 
des belichteten N egativm aterials in den H alter 3. Diese Manipulationen werden durch die 
Öffnung 12 und die Armlichtschleuse 13  ermöglicht. E ine gleiche Lichtschleuse befindet 
sich auf der gegenüberliegenden Seite. M it dem Drehknopf 4, der in der Säule 2 gelagert 
ist, w ird der H alter durch Sperrzapfen 5 zwangsläufig in den Entw icklertank 8 cingetaucht, 
die Signaluhr 16 auf die Zeitdauer der Entw icklung, das sind norm alerweise 3— 5 Minuten, 
eingestellt. Der Drehknopf ist in seiner unteren Stellung in der Säule federnd gelagert, 
wodurch ein Bewegen der Platte in den Bädern ermöglicht wird. Nach der Entw icklung 
wird der Drehknopf gehoben und in der nächsten Schaltstellung zur Zwischenw ässe
rung in den W asserbehälter 6 wieder gesenkt. Beim  weiteren Schaltvorgang taucht das 
entwickelte Negativ in den F ix iertank  9 ein und verbleibt dort bis zum A blauf der vorher 
eingegestellten Fixierzeit. Nach neuerlicher kurzer Zwischenwässerung und W eiterbewegen 
des Drehknopfs erreicht der H alter die A btropfvorrichtung 10 durch eine Anschlagstellung.

Dam it ist der Entwicklungsprozeß beendet und das N egativ kann durch eine Öffnung 
aus dem Gerät entnommen werden. Das W ässern erfolgt in einem W ässerungstrog in 
üblicher W eise.

D er W asserbehälter hat ein Fassungsverm ögen von fast 4 Liter und trägt durch sein 
großes Volumen weitgehend zur Konstanthaltung der Bädertem peratur bei. Bei niedriger 
Raumtemperatur kann durch Zugießen von W arm w asser, bei höherer durch Einfüllen von 
Eisstiicken in den Eiskorb  7 die Arbeitstem peratur von i8 °C  eingehalten werden. Das 
Thermometer 17 zeigt die Tem peratur der Bäder an.

D ie in den Abb. 3 und 4 dargestellten mikrophotograpbischen Aufnahm en wurden 
mit dem Tageslicht-Entw icklungsgerät in der beschriebenen W eise durchgeführt.

A bb. 3. A bb. 4 .

Abh. 3 zeigt eine vierteilige  Probeaitfnähm e.
D ie  S t r e i f e n  w u r d e n  nach e in e r  B e l i c h t u n g  der  g an z en  P l a t te  v o n  5 S e k u n d e n  du rch  s tu f e n w e i s c s  
E i n s c h ie b e n  des  K a s s e t te n s c h ie b e r s  z u sä t z l i c h  m i t  j e  5, 10 u n d  20 S e k u n d e n  bel ich te t.  E s  ergaben  
s ich  s o m i t  in d en  e i n z e ln e n  B e r e i c h e n  die  G es a m tze i t e n  von  5, 10, 20 u n d  40 S e k u n d e n .  A l s  n e h t i g e  
B e l i c h tu n g s z e i t  k a n n  die Z e i t  v o n  20 S e k u n d e n  g el ten .

A bb. 4 zeigt die Aufnahm e mit 20 Sekunden Belichtungsseit.
( M ik r o p h o t o  v o n  G ußstah l , A b b i ld u n g s m a ß s ta b  500 :1, I l f o r d - S e lo c h r o m p la t t e  !i X  12. D ie  A u f n a h m e n  
w u r d e n  m i t  e in e m  U n iv e rs a l - K a m e r a - M ik r o s k o p  der  O p t is ch e n  W e r k e  C. R e i c h e r t ,  W ie n ,  h e r g e s t e l l t . )
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Zusammenfassung
E s w ird ein neues, transportables Gerät fü r die Entw icklung von Platten oder P lan 

filmen bis Form at 9 X  12  cm bei Tageslicht, unter besonderer Berücksichtigung der E rfo rd e r
nisse für die M krophotograplre beschrieben. D e prägnantesten M erkm ale sind die einfache 
und zeitsparende Handhabung, die saubere Arbeitsw eise, verbunden m it einer optimalen 
Leistung.

Summary
A  new transportable oulfit for daylight development of plates and cutfilms up to 

9 X 12  cm is described. In this special device particular emphasis is put on specific requirements 
of photomicrography. Sim ple and tim e-saving manipuladon combined with an optimum 
of result emphasis arc the special features of this really very  practical outfit.

___________ R E F E R A T E ____________
Samm elreferat

Report on the 
Annual Meeting o f the Electron Microscope Society o f America 

B y H E N R Y  H. H A U S N E R , N ew  Y ork, N .Y .
The annual meeting of the Electron Microscope Society o f Am erica, which took 

place in Detroit on September 14— 16, 1950, attracted more than 250 m icroscopists from  
the United States. Canada and other countries. The members and guests were welcomed 
by D r. R . W . G. W ykoff, President of the Society. Forty-six  papers of the follow ing groups 
were presented in five sessions:

(1) Instrum entation; (3) B io lo gy ;
(2) Electron m etallography; (4) M icrotom y and miscellaneous papers.

In addition to the Am erican authors, there were two guest speakers: Dr. P . L E P I N E , 
of the Pasteur Institute in P aris, France, and Dr. W . T . A S T B U R Y , Chairm an of the 
British  Electron M icroscopy Group in Leeds, England.

The follow ing review  concerns the eleven papers on instrumentation, which arc of 
great general interest.

R E I S N E R  John H. and D O R N F E L D  Edm und G., A  S m a l l  E l e c t r o n  M i c r o 
s c o p e .  R adio Corporation of Am erica, Camden, N ew  Jersey.
A  new electron microscope of greatly simplified design has been constructed. The

instrument has a resolution of 100 A , yet is small enough to be mounted on a desk or 
laboratory table. M agnetic lenses are energised by permanent magnets. An accelerating 
voltage of 50 kv is varied over a narrow range to provide means of focus. Im ages may
be photographed on 2 X  2 plates. Plates may be changed in a minute, and specimens in
fifteen seconds. D irect magnifications of 1500, 3000, and 6000 are possible depending 011 
pole pieces used. Photographic images m ay be enlarged up to ten times. The instrument 
is free of x-radiation and completely interlocked and provided with shorting devices for 
protection from  high voltage.

C O L U M B E  M. J . ,  A  N e w  T y p e  o f  S li a d o w M i c r o s c o p y. General Engineering
and Consulting Laboratory, General E lectric Co.
A  simple method for view ing samples in an electron diffraction instrument is 

described. M agnification of the sample up to several hundred diameters has been obtained 
by placing a thin film between the electron source and the sample. The sample m ay then 
be evaluated in terms of electron transparency, particle dispersion, and crystal habit to 
locate the best area for taking diffraction patterns.

H A M M  F . A ., A n  E l e c t r o n  M i c r o s c o p e  P h o t o m e t e r .  General Aniline and
Film  Corp., Central R eseard i ’Lab., Easton, Pa.
T h is paper describes an electronic device for m easuring the intensity of the focused 

electron beam as it passes through the final view ing chamber of the R C A  electron m icro
scope Model E M U . A  portion o f the electron rays serving to form the final image is 
collected on a metal probe; the electrons are passed to ground through a high resistor. The 
voltage developed across this dropping resistor is measured and is a direct measure o f the 
intensity of the focused electron current. The uses for this photometer are as fo llow s:
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